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Zainteresowania naukowe:   Fizyka ciała stałego. Charakteryzacja materiałów. 
Wpływ implantacji na strukturę kryształów, 
oddziaływania silnych wiązek promieniowania z 
materią, badania materiałów naświetlonych silnymi 
impulsami laserów na swobodnych elektronach.  
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